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Abstrakt:

Cilem metodiky jsou analyzy stiranych vzorkél pro podporu kontrolni ¢innosti SUJB a dalsich
narodnich a mezinarodnich organ( v oblasti systému jadernych zaruk pomoci zdokonalené metody
oproti doposud pouzivanému postupu. Tohoto cile je dosaZeno integraci sytému rentgenové
fluorescencni analyzy (XRF), ktery poskytne prehledovou informaci o rozlozeni uranu ve stéru, do
méfici trasy APM-SIMS. Zdokonaleni analyz kombinované metody XRF-APM-SIMS je jak kvalitativni
— snizeni pravdépodobnosti nespravnych vysledkd, tak kvantitativni — sniZzeni primérné doby analyz
v porovnani s doposud v Ceské republice pouzivanou metodikou APM-SIMS.
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